H71) Filtry (1S0 16232)
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Uvod

Systém jednodus$e nazvany ,Filtry“ je urCen

pro vyhodnocovani Cistoty filtrd dle mezinarodni
normy I1ISO 16232. Mezi jeho hlavni prednosti
patfi presnost, stabilita, spolehlivost

a reprodukovatelnost méreni.

Postup

Méreni probiha ve dvou fazich. V prvni fazi
systém naskenuje cely filtr a ulozZi obraz na disk
- probéhne tzv. virtualizace celého filtru. V druhé
fazi se otevre obraz virtualniho filtru a proméri
se. Obé faze jsou na sobé nezavislé a mohou
probihat bud na jednom nebo, pro optimalni
vyuziti hardware, na dvou riznych pocitacich.
Virtualizovany filtr je samozfejmé mozné
archivovat v elektronické podobé.

Vyhody

- Méreni a skenovani je plné automaticky fizeno
z PC.

+ Obsluha ma v jakémkoliv okamZiku plnou
kontrolu nad systémem, méreni mize kdykoli
pozastavit a zkontrolovat mérené parametry a
prabéh detekce.

- V zakladnim rezimu je obsluha systému
prehledna a jednoducha.

- V rozSifeném rezimu lze vyuZit pokrocilé
nastroje analyzy obrazu pro detailnéjsi
postupy neprfedepsané normou, napf. najeti
stolkem na nejvétsi detekované Castice a
jejich prozkoumani, rozsifeni sady mérenych
parametrt a dalsi.

+ Nerovnosti na filtru jsou korigovany pomoci
nékolika metod ostreni.

Spolehlivost

Vyhodnocovani zachycenych castic
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Priklad automatické kontroly spravného osvétleni filtru

Systém zajiStuje kontrolu spravnosti nastaveni. Administrator systému nastavi hodnoty kalibrace

a detekce. Pokud se kdykoli pozdéji pfi méreni tyto hodnoty liSi od téch nastavenych administratorem,
operator je o tomto faktu automaticky a opakované informovan. ProtoZe je cely filtr uloZzen na disku
vCetné kalibrace, velikosti, a dalSich veli€in - je tedy pIné virtualizovan - mate kdykoliv moznost zpétné

kontroly véetné kompletniho pfemérent filtru.



Vystupy

Diky velké variabilité nastroje pro vytvareni reportud Ize vystupy méreni dobfe modifikovat pro

rdzné ucely, napfiklad zajistit soulad s vlastnimi podnikovymi normami. Soulad s normou ISO je
samozrejmosti.

Pfi vytvareni reportd mate tyto moznosti:

Nastaveni rozsahu mérenych tfid

Vytvareni vlastnich trid
Kumulativni statistiky

Automatické vkladani ddaji o méreni

Export dat do Excelu

Galerie vSech detekovanych ¢astic
Moznost tridit ¢astice podle velikosti
Zvolenou castici mlzete prohlédnout pfimo pod mikroskopem, systém si pamatuje jeji pozici na filtru
Lze manualné mazat nevhodné detekované ¢astice, tato operace je vSak vratna

MozZnost vloZit obrazek - logo spolecnosti, obrazek filtru, atp.
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Jedna z mozZnosti jak muze vypadat vystupni report

Measurement info

Measured filter filename;
Citar_SCan-PR 20080008 _ 143716 na?

Measured Ralds count:
Filter figlds count:
Particles count:
Largest particle:
Measured area:
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